Miernik YF 3503

- wlasnosci
Prad zmienny ACA Prad staty DCA
Jakres 200 uA, 2, 20, 200 Jakres 200 uA, 2, 20, 200 mA,
. mA, 20A . 20A
rozdzielczosc Uik, 1, W0, 0O ULy rozdzielczos¢ DLl Lo Al LEOE
10 mA 10 mA
,, 200 uA-200 mA +- 200 uA-200 mA +-
dOkla‘;‘(‘)‘(’)SI‘:{i‘)‘OHZ - (1,2% +3) doktadnogé (0.8% +1)
20 A +- (2,0% +3) 20 A +- (2,0% +1)
200uA-200mA 200uA-200mA
bezpiecznik 0,5A i . . .
. . . . . bezpiecznik 0,5A i diody
zabezpieczenie diody zabezpieczenie
20 A zakres
20A zakres . .
. . niezabezpieczony
niezabezpieczony
spadek napigcia na 0,3V oraz 0,7V spadek napigcia na 0,3V oraz 0,7V
boczniku (na zakresie 20 A) boczniku (na zakresie 20 A)
Napiecie zmienne ACV Napigcie state DCV
akres 200 mV, 2, 20, 200, akres 200 mV, 2, 20, 200,
z Y 750 V z y 1000 V
rozdzielczos¢ T rozdzielczosé L, L G, 0D e,
mV, 1V 1V
doktadnosé (50 - 400 +-(12% +3) doktadnos¢ (40 - 500 200 mV +- (0,5% +1)
Hz) e Hz) 2-1000V +- (0,8% +1)
200 mV 500V DC, 200mV 500V DC,
sabezpieczeni 350Vsk AC sabezpieczeni 350 Vsk AC
CAPIECZENIE 51000V 1100V DC, abezpieczenie 2-1000V 1100V DC,
800Vsk AC 800Vsk AC
impedancja wej$ciowa 10 MQ 1mpefdgnCJa 10 MQ
wejsciowa
Opornos¢ Q
zakresy 2002 2, 20, 200 kQ ,2, 20 MQ
rozdzielczo$é 0,1,1, 10, 1002, 1, 10 kQ
2002 +- (1,0% +2)
doktadnosé 2kQ -2 MQ +- (0,8% +2)
20 MQ +- (2,0% +2)
zabezpieczenie 500V DC, 500Vsk AC

napigcie obw. otwartego

2,8V (na zakresie 200Q2 ) oraz 0,3V

Pojemnos¢ F

zakresy
rozdzielczo$¢
doktadnos¢

zabezpieczenie

2,20, 200 nF, 2, 20 uF
1, 10, 100 pF, 1, 10 nF
+- (3% +10)

zakres niezabezpieczony

Inne funkcje

test tranzystora hFE
test diody
ciagtos¢ obwodu )))
test logiczny

test baterii

PNP NPN (0 - 1000)
napigcie testu 3V, prad testu ImA
sygnal dzwigkowy ponizej 30Q2
LO"v",Hi"""ibrzgezyk
baterie 1,5Vi9V






